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On n’a pas toujours des corps noir à mesurer…..
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Mesure 3 Interférogrammes: IBB , IS , IRT
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Hypothèse : indicatrices de réflexion similaires pour 2  proches
Conditions: Corps opaque sans réflexion parasite sur la surface visée
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Mesure de T sans connaissance de l’émissivité en condition in situ et environnement sévère.
Méthode validée et testée sur les installations solaire et les réacteurs de fusion (ITER) (Publications).
Existence de prototypes commercialisés de type industriel
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